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【57】申請專利範圍
1.　一種射頻被動元件之教學、設計及驗證輔助系統，至少包含：

        一電路板，該電路板的正面至少設置阻抗匹配模組、校正基準模組、天線模組與濾
波器模組；前述阻抗匹配模組係用於進行阻抗特性與失配驗證操作，前述校正基準模組

係利用開路、閉路、斷路以進行向量網路分析儀的校正，前述天線模組係用於直接展示

各種天線的接收範圍，前述濾波器模組係用於展示如何篩選特定頻率的訊號；前述電路

板的背面至少設置史密斯圖與天線輻射場型對照圖，該史密斯圖與天線輻射場型對照圖

係用於將複雜的射頻理論轉化為視覺化的對照工具，讓使用者可透過即時對照讓量測數

據與物理意義進行連結。

2.　根據申請專利範圍第 1項所述之射頻被動元件之教學、設計及驗證輔助系統，其中前述
電路板的正面得設置微帶線傳輸線模組，以進行線路的訊號損耗量測與訊號斷點偵測。

3.　根據申請專利範圍第 1項所述之射頻被動元件之教學、設計及驗證輔助系統，其中前述
電路板的正面得設置尺標模組。

4.　根據申請專利範圍第 1項所述之射頻被動元件之教學、設計及驗證輔助系統，其中前述
電路板之阻抗匹配模組、校正基準模組、天線模組與濾波器模組係使用 SMA 接頭。

圖式簡單說明

圖 1是本創作之一實施例之前視圖。
圖 2是圖 1之後視圖。
圖 3是本創作之系統功能架構圖。
圖 4是本創作之一應用例之前視圖。
圖 5是圖 4之後視圖。
圖 6是圖 4之參考電路圖（一）。
圖 7是圖 4之參考電路圖（二）。
圖 8是圖 4之參考電路圖（三）。
圖 9是圖 4之參考電路圖（四）。
圖 10是圖 4之參考電路圖（五）。
圖 11是圖 4之參考電路圖（六）。
圖 12是圖 4之參考電路圖（七）。
圖 13是圖 4之參考電路圖（八）。
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